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JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION­X­RAY
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NANO AND MICRO STRUCTURES IMAGE BASED ON
ASYMMETRIC BRAGG DIFFRACTION
Автор: Kuyumchyan, A. V.; Kohn, V.; Kuyumchyan, D.; и др.
Отредактировано: Dobisz, EA; Eldada, LA
Конференция: Conference on Nanoengineering ­ Fabrication,
Properties, Optics, and Devices VIII Местоположение: San
Diego, CA публ.: AUG 23­24, 2011 
Спонсоры: SPIE; Air Live; Fruhmann GmbH NTL Manufacturer &
Wholesaler
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Micropipe Reactions in Bulk SiC Growth
Автор: Gutkin, M. Yu.; Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; и др.
Отредактировано: Mukherjee, M
SILICON CARBIDE ­ MATERIALS, PROCESSING AND
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  Опубликовано: 2011
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Автор: Kohn, V. G.; Argunova, T. S.; Je, J. H.
JOURNAL OF PHYSICS D­APPLIED PHYSICS   Том: 43
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Computer simulation of the zernike phase contrast in
hard x­ray radiation using refractive lenses and zone
plates
Автор: Kohn, V. G.; Orlov, M. A.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION­X­RAY
SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES   Том: 4
  Выпуск: 6   Стр.: 941­946   Опубликовано: NOV 2010

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 3 
(из Web of Science Core
Collection)

High­resolution study of dynamical diffraction
phenomena accompanying the Renninger (222/113)
case of three­beam diffraction in silicon
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A   Том: 66   Стр.:
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Diffraction imaging of crystals with focused x­ray
beams
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z. ­H.
PHYSICAL REVIEW B   Том: 81   Выпуск: 21     Номер статьи:
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Observation of Strong Virtual Scattering under Three­
Beam (220,371) X­Ray Diffraction in TeO2 Single
Crystal
Автор: Blagov, A. E.; Kovalchuk, M. V.; Kohn, V. G.; и др.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS   Том: 55   Выпуск: 1   Стр.:
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Spatial structure of a focused X­ray beam diffracted
from crystals
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Snigirev, A.; и др.
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION   Том: 16   Стр.:
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X­Ray Nanointerferometer Based on Si Refractive
Bilenses
Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Kohn, V.; и др.
PHYSICAL REVIEW LETTERS   Том: 103   Выпуск: 6     Номер
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Elliptical micropipes in SiC revealed by computer
simulating phase contrast images
Автор: Argunova, Tatiana; Kohn, Victor; Jung, Ji­Won; и др.
Конференция: 9th Biennial Conference on High Resolution X­Ray
Diffraction and Imaging Местоположение: Linz, AUSTRIA публ.:
SEP 15­19, 2008­2009
PHYSICA STATUS SOLIDI A­APPLICATIONS AND
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  Опубликовано: AUG 2009
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Refracting Lenses and the Problem of Nano­Focusing
Автор: Kohn, V. G.
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION­X­RAY
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New imaging technique based on diffraction of a
focused x­ray beam
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z­H
JOURNAL OF PHYSICS D­APPLIED PHYSICS   Том: 42
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High energy X­ray nanofocusing by silicon planar
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Автор: Snigirev, A.; Snigireva, I.; Grigoriev, M.; и др.
Отредактировано: David, C; Nolting, F; Quitmann, C; и др.
Конференция: 9th International Conference on X­Ray
Microscopy Местоположение: ETH, Zurich, SWITZERLAND
публ.: JUL 21­25, 2008 
Спонсоры: XRADIA; Euro Round Table Synchrotrons Free
Electron Lasers; Ctr Imag Sci Tech Zurich; Swiss Natl Sci Fdn;
Paul Scherrer Inst
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON X­RAY
MICROSCOPY   Серия книг: Journal of Physics Conference
Series   Том: 186     Номер статьи: 012072   Опубликовано:
2009

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 12 
(из Web of Science Core
Collection)

Analysis of a spatial structure of a focused x­ray beam
diffracted from crystals
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V.; Snigirev, A.; и др.
Отредактировано: Khounsary, AM; Morawe, C; Goto, S
Конференция: Conference on Advances in X­Ray/EUV Optics
and Components IV Местоположение: San Diego, CA публ.:
AUG 03­05, 2009 
Спонсоры: SPIE
ADVANCES IN X­RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS IV

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

Показатель использования 

39.

Показатель использования 

40.

Показатель использования 

41.

Показатель использования 

42.

Показатель использования 

43.

Показатель использования 

44.

Показатель использования 

45.

Показатель использования 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=41&REFID=268404079&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=44
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=40
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=39&REFID=268585657&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=41
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=44&REFID=337667933&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=43&REFID=262751065&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=43
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=42
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=42&REFID=267033250&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=39
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=45
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=40&REFID=268102862&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;


  Серия книг: Proceedings of SPIE   Том: 7448     Номер
статьи: 74480P   Опубликовано: 2009

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

PROBLEM OF X­RAY SYNCHROTRON BEAM
COLLIMATION BY ZONE PLATE
Автор: Kuyumchyan, A.; Kohn, V.; Snigirev, A.; и др.
Отредактировано: Kawata, S; Shalaev, VM; Tsai, DP
Конференция: Plasmonics ­ Nanoimaging, Nanofabrication, and
their Applications V Местоположение: San Diego, CA публ.:
AUG 02­06, 2009 
Спонсоры: SPIE
PLASMONICS: NANOIMAGING, NANOFABRICATION, AND
THEIR APPLICATIONS V   Серия книг: Proceedings of SPIE­
The International Society for Optical Engineering   Том: 7395
    Номер статьи: 73952C   Опубликовано: 2009

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

Computer Simulation of Phase­Contrast Images in
White Synchrotron Radiation Using Micropipes in
Silicon Carbide
Автор: Argunova, T. S.; Kohn, V. G.; Je, Jung Ho
JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION­X­RAY
SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES   Том: 2
  Выпуск: 6   Стр.: 861­865   Опубликовано: DEC 2008

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 7 
(из Web of Science Core
Collection)

Correlated reduction in micropipe cross sections in
SiC growth
Автор: Gutkin, M. Yu.; Sheinerman, A. G.; Smirnov, M. A.; и др.
APPLIED PHYSICS LETTERS   Том: 93   Выпуск: 15     Номер
статьи: 151905   Опубликовано: OCT 13 2008

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 9 
(из Web of Science Core
Collection)

Trajectory method in the theory of Laue diffraction of
X rays in crystals: II. Effect of total reflection at
bending deformation
Автор: Kohn, V. G.
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS   Том: 53   Выпуск: 2   Стр.:
177­182   Опубликовано: MAR­APR 2008

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

Bragg diffraction of a focused x­ray beam as a new
depth sensitive diagnostic tool
Автор: Kazimirov, A.; Kohn, V. G.; Cai, Z. ­H.
Авторы книги: Goto, S
Отредактировано: Khounsary, AM; Morawe, C
Конференция: 3rd Conference on Advances in X­Ray/EUV
Optics and Components Местоположение: San Diego, CA
публ.: AUG 11­13, 2008 
Спонсоры: SPIE
ADVANCES IN X­RAY/EUV OPTICS AND COMPONENTS III
  Серия книг: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO­
OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE)   Том: 7077
    Номер статьи: 70770L   Опубликовано: 2008

Полный текст от издателя    

Просмотреть аннотацию

Количество цитирований: 0
(из Web of Science Core
Collection)

 Выбрать всю страницу    

  Добавить в список отмеченных публикаций

Сортировать по:  

Отображение:  

Страница  1  из  2   

46.

Показатель использования 

47.

Показатель использования 

48.

Показатель использования 

49.

Показатель использования 

50.

Показатель использования 

Сохранить в EndNot…

Дата публикации ­­ с последней до самой ранней

50 на странице

73 записей совпали с запросом из 26 348 047, соответствующих установленным ограничениям.

© 2017  THOMSON REUTERS  УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  ОТЗЫВ

javascript: void(0)
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=46
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=50
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&parentQid=&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&&update_back2search_link_param=yes&page=2
javascript:void(0)
javascript: void(0)
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=49
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=48&REFID=268404114&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
http://apps.webofknowledge.com/CitingArticles.do?product=WOS&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&search_mode=CitingArticles&parentProduct=WOS&parentQid=1&parentDoc=47&REFID=263824823&excludeEventConfig=ExcludeIfFromNonInterProduct
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=47
javascript: void(0)
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:void(0)
javascript:;
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3F66THIjWaynAQhY1Gc&page=1&doc=48
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:void(0)
javascript:;



